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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comites membres de 
I’ISO). L’elaboration des Normes internationales est en general confiee aux 
comites techniques de I’ISO. Chaque comite membre interesse par une 
etude a le droit de faire partie du comite technique tree a cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent egalement aux travaux. L’ISO colla- 
bore etroitement avec la Commission electrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation electrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adopt& par les comites techniques 
sont soumis aux comites membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert I’approbation de 75 % au moins des 
comites membres votants. 

La Norme internationale IS0 13565-l a ete elaboree conjointement par les 
comites techniques lSO/TC 57, M&rologie et propri&& des surfaces, 
sous-comite SC 1, Parametres g6om&riques - instruments et pro&- 
dures pour la mesure de la rugosith et de I’ondulation des surfaces, 
l’lSO/TC 3, Ajustements et l’lSO/TC 10, Dessins techniques, dhfinition de 
produits et documentation y relative, sous-comite SC 5, Cotation et 
tokrancemen t. 

L’ISO 13565 comprend les parties suivantes, presentees sous le titre 
general Spkification gkom&rique des produits (GPS) - &at de surface: 
Mkthode du profil; surfaces ayant des propri&&s fonctionnelles diffkentes 
suivan t /es niveaux: 

- Partie I: Filtrage et conditions g&Wales de mesurage 

- Partie 2: Caractbrisation des hauteurs par la courbe de taux de 
longueur portan te 

- Partie 3: Caractkisation des hauteurs par la courbe de probabilit6 de 
ma t&-e 

Les annexes A et B de la presente partie de I’ISO 13565 sont donnees 
uniquement a titre d’information. 

0 IS0 1996 

Droits de reproduction reserves. Sauf prescription differente, aucune partie de cette publi- 
cation ne peut etre reproduite ni utilisee sous quelque forme que ce soit et par aucun pro- 
cede, electronique ou mecanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans I’accord 
ecrit de I’editeur. 

Organisation internationale de normalisation 
Case postale 56 l CH-1211 Geneve 20 l Suisse 
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Introduction 

La presente partie de I’ISO 13565 qui traite de la specification geometrique 
des produits (GPS) est consideree comme une norme GPS g&&ale (voir 
l’lSO/rR 14638). Elle influence les maillons 2 et 3 de la cha’ine de normes 
relatives au profil de rugosite. 

Pour de plus amples informations sur la relation de la presente partie de 
I’ISO 13565 avec les autres normes et la matrice GPS, voir I’annexe A. 

Lorsque la surface mesuree presente des creux relativement profonds 
sous un plateau dont le fini est plus fin, avec une faible ondulation, le profil 
de rugosite engendre avec le filtre defini dans I’ISO 11562 subit certaines 
distorsions indesirables. @e type de surface est tres repandu, par exemple 
dans les chemises des cylindres des moteurs a combustion interne. 

La presente partie de MO 13565 fournit une methode permettant de 
reduire ces distorsions et done d’utiliser les parametres definis dans I’ISO 
13565-2 et I’ISO 13565-3 pour evaluer le type de surface mentionne ci- 
dessus en minimisant I’influence de ces distorsions. 

. . . 
III 
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NORME INTERNATIONALE @ IS0 IS0 13565=1:1996(F) 

Spbcification gbombtrique des produits (GPS) - &at de surface: 
Mbthode du profil; surfaces ayant des propriMs fonctionnelles 
diffbrentes suivant les niveaux - 

Partie 1: 
Filtrage et conditions g&h-ales de mesurage 

II Domaine d’application 

La presente partie de I’ISO 13565 prescrit une methode de filtrage adaptee a des surfaces ayant des creux 
profonds sous un plateau dont le fini est plus fin, avec relativement peu d’ondulation. La ligne de reference 
resultant du filtrage selon I’ISO 11562 est, pour de telles surfaces, influencee d’une faGon indesirable par la 
presence des creux. La procedure de filtrage d&rite dans la presente partie de I’ISO 13565 supprime I’influence 
des creux sur cette ligne de reference, de facon a engendrer une ligne de reference plus satisfaisante. 

2 Rbfhrences normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la reference qui en est faite, constituent des 
dispositions valables pour la presente partie de I’ISO 13565. Au moment de la publication, les editions indiquees 
etaient en vigueur. Toute norme est sujette a revision et les parties prenantes des accords fond& sur la presente 
partie de I’ISO 13565 sont invitees a rechercher la possibilite d’appliquer les editions les plus recentes des normes 
indiquees cl-apt-es. Les membres de la CEI et de I’ISO possedent le registre des Normes internationales en vigueur 
a un moment donne. 

iSO 3274: 1996, Spkification g&om&rique des produits (GPS) - &at de surface: Mkthode du profil - 
Caract&-istiques nominales des appareils 2 contact (pa/pew-). 

IS0 4287: 1996, Spkification g@ometrique des produits (GPS) - <tat de surface: Mbthode du profil - Termes, 
dgfinitions et parametres d’ktat de surface. 

IS0 11562:1996, Spkification g&omGtrique des produits (GPS) - &at de surface: Mkthode du profil - 
Caractbistiques mktrologiques des fiitres ;j phase correcte. 

3 Dbfinitions 

Pour les besoins de la presente partie de I’ISO 13565, les definitions donnees dans I’ISO 3274 et I’ISO 4287 
s’appliquent. 
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4 Rbfbrence de guidage 

Pour mesurer des profils conformement a la presente partie de I’ISO 13565, un systeme de mesure incorporant 
une reference de guidage externe est recommande. En cas de litige, I’usage d’un tel systeme est obligatoire. 

5 Direction de palpage 

Sauf specification contraire, la direction de palpage doit etre perpendiculaire a la direction des stries. 

6 Processus de filtrage pour dbterminer le profil de rugositb 

Le processus de filtrage se deroule en plusieurs &apes qui donnent des profils modifies, dont certaines parties 
sont illustrees conformement a la figure 1 a) a d). 

La premiere ligne moyenne est determinee par un filtrage preliminaire du profil primaire avec un filtre a phase 
correcte conformement a I’ISO 11562, en utilisant une Pongueur d’onde de coupure ilc conforme a l’article 7 et les 
conditions de mesure correspondantes de I’ISO 3274:1996, tableau 1. Toutes les parties en creux qui se trouvent 
au-dessous de cette ligne moyenne [representees hachurees a la figure la)] sont enlevees, et, a leur place, le profil 
primaire est remplace par une ligne moyenne. 

Le meme filtre est utilise de nouveau sur ce profil ayant les creux tronques. La deuxieme ligne moyenne ainsi 
obtenue [(voir figure 1 b)] est la ligne de reference par rapport a laquelle les parametres de profil sont evalues. Cette 
ligne de reference est reportee sur le profil primaire d’origine [voir figure 1 c)], et le profil de rugosite conformement 
a la presente partie de I’ISO 13565 est obtenu en faisant la difference entre le profil primaire et cette ligne de 
reference [voir figure 1 d)]. 

7 Choix de la longueur d’onde de coupure AC et de la longueur d’baluation In 

Les mesurages doivent etre effect&s en utilisant de preference une longueur d’onde de coupure ;Ic = 0,8 mm. 
Dans des cas exceptionnels justifies, on peut choisir AC = 2,5 mm, et cela doit etre mentionne dans les 
specifications et les resultats de mesure. 

Le tableau 1 donne la relation entre la longueur de coupure AC et la longueur d’evaluation In. 

Tableau 1 - Relation entre la longueur de coupure kc et la longueur d’haluation In 
Dimensions en millimetres 

AC In 

08 I 4 

2,5 12,5 
/ 

2 
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Ligne moyenne 

a) Profil primaire non filtrk (les creux sont hachuGs) 

23 ’ I 

5 
de rbfkrence 

pour la mesure de rugositb 

23 ’ i 
I 

b) Profil primaire non filtr6 apr&s suppression des creux 

Pm 

5 

;%% 

I I 

c) Position de la ligne de rkfbrence sur le profil primaire 

5 

;;~~~li 

I I 
0 1 2 mm 

d) Profil de rugosith conformbment B la prbsente partie de I’ISO 13565 

Figure 1 - Processus de filtrage 
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Annexe A 
(informative) 

Relation avec la matrice GPS 

Pour de plus amples renseignements 3 propos de la matrice GPS, voir I’ISO~R 14638. 

A.1 Information sur la prhsente partie de I’ISO 13565 et son utilisation 

La presente partie de I’ISO 13565 prescrit une methode de filtrage adaptee a des surfaces constituees de creux 
profonds, superposees a un plateau de fini plus fin, avec une faible ondulation. Le profil de rugosite engendre avec 
le filtre defini dans I’ISO 11562 subit certaines distorsions indesirables lors du mesurage de ce type tres repandu de 
surface. 

Cette methode permet de reduire ces distorsions, et done d’utiliser les parametres definis dans I’ISO 135652 et 
I’ISO 13565-3 pour evaluer le type de surface mentionne ci-dessus en minimisant I’influence de ces distorsions. 

A.2 Situation dans la matrice GPS 

La presente partie de I’ISO 13565 est une norme GPS generale, qui influence les maillons 2 et 3 de la cha’ine de 
normes relative au profil de rugosite de la matrice GPS generale, comme illustre a la figure A.1 . 

Normes 

GPS 

de base 

Normes GPS globales 

Matrice GPS ghh=ale 

Maillon no 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 
Taille 
Distance 
Rayon 
Angle 
Forme d’une ligne indbpendante d’une 
reference 
For-me d’une ligne dependante d’une 
reference 
Forme d’une surface indkpendante d’une 
rkfkrence 
Forme d’une surface dkpendante d’une 
rkfkrence 
Orientation 
Position 
Battement circulaire 
Battement total 
Ref&-ences 
Profil de rugositi! 
Profil d’ondulation 
Profil primaire 
Dbfauts de surface 
Ar&es 

Figure A.1 

A.3 Normes internationales associbs 

Les Normes internationales associees sont celles des cha’ines de normes indiquees 3 la figure A.1 
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Annexe B 
(informative) 
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